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補助事業番号 2017Ｍ-030 

補助事業名 平成29年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業 

補助事業者名 石川県 

 

１ 補助事業の概要 

 昨今の厳しい品質管理の要求に応えるため、蛍光Ｘ線微小部膜厚計、高画質マイクロスコ

ープを整備し、県内中小企業が生産する製品の信頼性技術の向上を図り、品質管理体制を強

化するとともに、高信頼性を持つ新製品の開発を支援する。 

 

２ 予想される事業実施効果 

 県機械金属業界、電気電子業界、表面処理業界など県内産業の下支えに必要不可欠な装置

の性能向上により、品質管理、クレーム対応等の迅速化が期待できる。また、本設備により

県内中小企業が有するシーズを活かした製品の創出につながる。これらにより、県内企業が

製造する製品の競争力が高められ、本県産業の持続的成長につながることが予想される。 

 

３ 本事業により導入した設備 

① 蛍光Ｘ線微小部膜厚計(http://www.irii.jp/examination/detail/pdf/che_41.pdf) 

蛍光X線微小部膜厚計は、試料にＸ線を照射し、そこから得られる蛍光Ｘ線のエネル

ギー及び強度から、めっき等の膜厚測定や金属材料の定性分析を行う装置である。試料

にX線を照射し、得られた蛍光X線から非破壊によるめっき等の膜厚測定や金属材料な

どの定性分析が可能である。また、断面試料作製による観察と比較し、短時間でめっき

などの膜厚測定が可能である 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所：【石川県工業試験場 機器分析室】 
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② 高画質マイクロスコープ(http://www.irii.jp/examination/detail/pdf/ele_23.pdf) 

高画質マイクロスコープは、超高分解能CCDカメラを使用することで数mの微細な物

体を観察できる装置で、プリント基板上の電子部品のような様々な焦点深度の部品と基

盤をリアルタイムに自動で焦点調整しながら画像表示できる。また、画像連結機能によ

り、高倍率でも低倍率と同等の分解能で広範囲の観察を可能とし、試料の筐体に生じた

マイクロクラックやめっき剥離などが観察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所：【石川県工業試験場 電子顕微鏡室】 

 

 

③ 事業に係る印刷物等 

いしかわ技術ニュースVol.46 No.1(4月1日発行) 

（http://www.irii.jp/randd/infor/2018_0401/topics8.pdf） 
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４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 石川県工業試験場（イシカワケンコウギョウシケンジョウ） 

住  所： 〒920-8203 

石川県金沢市鞍月２丁目１番地 

代 表 者： 場長 塚田 勝之（ツカダ カツユキ） 

担当部署： 企画指導部（キカクシドウブ） 

電話番号： 076-267-8080 

F  A  X： 076-267-8090 

E - m a i l： kikaku@irii.jp 

Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.irii.jp 
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